PRAKTICKA MERENI - SEZNAM ULOH - §kolni rok 2024/2025

ULOHY - VYUCUJICi PAN MASEK Laboratof &.1
1. Mé&feni parametrii polovodi¢ovych prvka — Zenerova dioda (2*) (1.-2. tyden)
2. Méfeni malych proudi (2*) (1.-2. tyden)
3. Méfeni parametrd elektronickych obvodu — ¢islicove fizeny zdroj | (2*) (3.-4. tyden)
4. M¢éteni na prevodniku U/f a f/U (2*) (3.-4. tyden)
5. Vyuziti digitalniho osciloskopu — reflektometrie + funkce SWEEP | (2*) (5.-6. tyden)
6. Méfeni na analogovém multiplexeru (2*) (5.-6. tyden
Praktické prezkouSeni (7.-8. tyden)
ULOHY - VYUCUJICI ING. KADERABEK Laboratof &3
7. Programovani AMS — aktivni filtry (Keysight VEE) (4%*) (1. tyden)
8. Programovani AMS — ptevodnik efektivni nebo stfedni hodnoty| (4*) (2. tyden)
(Keysight VEE)
9. Kamerovy systém pro automatickou inspekei I (1*) (1.-4. tyden)
10. Programovani AMS — elektronicka zatéz (Keysight VEE) (1*) (1.-4. tyden)
11. Programovani AMS — VA charakteristiky ZD (Keysight VEE) (2*) (1.-2. tyden)
12. Programovani AMS — digitalni filtr (Keysight VEE) (2*) (3.-4. tyden)
Praktické prezkouSeni (7.-8. tyden)
ULOHY - VYUCUJICI ING. REISIG Laboratof &.2
13. M¢éfeni parametr polovodicovych prvki — stabilizator (2*) (1.-2. tyden)
14. M¢éfeni parametra elektronickych obvodi — impulsni zdroj (2*) (1.-2. tyden)
15. Méfeni parametra elektronickych obvodu — operacni zesilovace I | (2*) (3.-4. tyden)
16. Méfeni parametrd elektronickych obvodu — pievodnik R=>» U (2*%) (3.-4. tyden)
17. Méfeni na integraénim zesilovaci (2*) (5.-6. tyden)
18. Méfeni VA charakteristiky tranzistoru s vyuzitim OZ (2*%) (5.-6. tyden)
Praktické prezkouseni I (7.-8. tyden)

Absolvovani praktickych pfezkouseni je podminkou klasifikace. VZdy po realizovanych osmi
cviCenich (6 tydnu méteni + 2 tydny prezkouseni) dojde k protoceni skupin



